NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60512-11-5
STAN DARD Premiére édition

First edition
2002-02

Connecteurs pour équipements électroniques —
Essais et mesures —

Partie 11-5:
Essais climatiques —
Essai 11e: Moisissures

Connectors for electronic equipment -
Tests and measurements —

Part 11-5;:
Climatic tests —
Test11e: Mould growth

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60512-11-5:2002



https://iecnorm.com/api/?name=cb4e5f95b321dc5fa2e76e5eb3868051

Numérotation des publications

Depuis

le 1er janvier 1997, les publications de la CEl

sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1

devient

Editio

la CEI 60034-1.

ns consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par

exempld
respecti
base in
base in

Infor
sur le

Le cont
constan|
actuel
cette p
nibles (
(voir ¢
amendsg
sujets 3
par le g
ainsi ¢
égalem

. Sit

. Ca

Le
(w

s umeros d editio U, T, . dique
ement la publication de base, la publication de
Corporant 'amendement 1, et la publication de
orporant les amendements 1 et 2.

ations supplémentaires
publications de la CEI

enu technique des publications de la CEIl est
ment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
e la technique. Des renseignements relatifs a
Lblication, y compris sa validité, sont dispo-
ans le Catalogue des publications de la CEI
-dessous) en plus des nouvelles éditions,
ments et corrigenda. Des informations sur les
I'étude et I'avancement des travaux entrepris
lomité d’études qui a élaboré cette publication,
ue la liste des publications parues, sont
ent disponibles par I'intermédiaire de:

P web de la CEl (www.iec.ch)

alogue des publications de la CEI

catalogue en ligne sur le site web de |lasCEl
w.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire.des

rec
con
dé
en
noy

herches en utilisant de nombreuxcritéres,
prenant des recherches textuelles, par comité
udes ou date de publication. Desvinformations
ligne sont également disponibles sur les
velles publications, les publications rempla-

céds ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

o 1E(Q

Ce
(w

Just Published

résumé des defni€res publications parues
w.iec.ch/JP.htm)  €st aussi disponible par

coy
avd
d’in
. Se
Si

rrier électronique. Veuillez prendre contact
c le Service(client (voir ci-dessous) pour plus
formations.

vice(clients

oUs/avez des questions au sujet de cette

Publication numbering

As from 1 January 1997 all

IEC publications are

issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its

and . rerer, pe vely, 10 pa pub
the base publication incorporating amendmen
the base publication incorporating amendnmn
and 2.

Further information on IEC.publicati

The technical content.'ofy IEC publications

under constant review_by the IEC, thus ensur
the content reflects “eurrent technology. Infol
relating to this_publication, including its val
available in «fhes IEC Catalogue of publ
(see below) in addition to new editions, amen
and corrigenda. Information on the subjects
consideration and work in progress undertaker
technical committee which has prepare]
publication, as well as the list of publications
is\also available from the following:

e IEC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC w
(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to

publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1

ication,
1 and
ents 1

ons

is kept
ng that
rmation
dity, is
cations
dments
under
by the
d this
issued,

b site
search

by a variety of criteria including text searches,

technical committees and date of publicati
line information is also available on
issued publications, withdrawn and r
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publ
(www.iec.ch/JP.htm) is also available by
Please contact the Customer Service Cen
below) for further information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regardin

pn. On-
ecently
Eplaced

cations
email.
re (see

g this

pu
sup
clie

Heattor—ot—avez—besoinr—de—renseigrements
plémentaires, prenez contact avec le Service
nts:

Email: custserv@iec.ch

Tél:
Fax:

+41 22 919 02 11
+41 22 919 03 00

puplication or _need further assistance,
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +41 22919 03 00

please


http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/catlg-f.htm
http://www.iec.ch/JP.htm
mailto:custserv@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/catlg-e.htm
http://www.iec.ch/JP.htm
mailto:custserv@iec.ch
https://iecnorm.com/api/?name=cb4e5f95b321dc5fa2e76e5eb3868051

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60512-11-5
STAN DARD Premiére édition

First edition
2002-02

Connecteurs pour équipements électroniques —
Essais et mesures —

Partie 11-5:
Essais climatiques —
Essai 11e: Moisissures

Connectors for electronic equipment -
Tests and measurements —

Part 11-5;:
Climatic tests —
Test11e: Mould growth

00 IEC 2002 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights feserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,  form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 91902 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX D
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexayHapoaHas dnekTpoTexHudeckaa Komuccus . . )
AyHapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=cb4e5f95b321dc5fa2e76e5eb3868051

La

con

pou

don

inte
inté
gou
ave
deu|

Les
du
son

Les

con

Cor

Dar
facq
nati
cor

La
n’eq
L’ af]
I'ob
res

La No
du co
pour §

Cette
consti

Le tex

-2- 60512-11-5 0 CE

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 11-5: Essais climatiques —
Essai 11e: Moisissures

1:2002

AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale dey‘normg
posée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ja®CEl). Lg
I objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
aines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, “publie des

Fnationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels'tout Comité

Fessé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, ) gouvernementales
ernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. £La CEIl collabore étro|
C I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditiohs,fixées par accord e
X organisations.

décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la
bossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux int
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recomimandations internationales. lls sont
me normes, spécifications techniques, rapports technigdes *ou guides et agréés comme tels
hités nationaux.

s le but d'encourager l'unification internationale, les Ceomités nationaux de la CEl s'engagent a appli
n transparente, dans toute la mesure possible, lestNormes internationales de la CEIl dans leurs
bnales et régionales. Toute divergence entre la’norme de la CEIl et la norme nationale ou ré
espondante doit étre indiquée en termes clairssdans cette derniére.

lisation
CEl a
bns les
Normes
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et non
tement
tre les

mesure
bressés

publiés
par les

fluer de
hormes
gionale

CE| n’a fixé aucune procédure concernant lelimarquage comme indication d’approbation et sa resporjsabilité

t pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

tention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuve
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre teny

rme internationale CEI\60512-11-5 a été établie par le sous-comité 48B: Conned

quipements électroniques.

te de-<cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

onsable de ne pas avoir identifié.de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|

nt faire
e pour

teurs,

mité d'études 48 de.la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques

norme annute .€t remplace I'essai 11e de la CEl 60512-6, parue en 1984, dont elle
fue une révision technique.

Cette

48B/1146/FDIS 48B/1196/RVD

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

reconduite;

Su

pprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera
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FOREWORD

IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization con
hational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC S to f
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fig
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.' Their prepar

icipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations

the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inter
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined-by agreement betw
organizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters/express, as nearly as possi
rnational consensus of opinion on the relevant subjects since each ‘t€chnical committee has represg
h all interested National Committees.

documents produced have the form of recommendations for ifiternational use and are published in t
tandards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the N
hmittees in that sense.

rder to promote international unification, IEC Nationahk'\Committees undertake to apply IEC Inter
hdards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standard
rgence between the IEC Standard and the corrésponding national or regional standard shall be
Cated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity with oné’ of its standards.

ntion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be the
atent rights. The IEC shall not be heldfesponsible for identifying any or all such patent rights.

ptional Standard IEC 606512-11-5 has been prepared by subcommittee 48B: Conng
technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structuy
bnic equipment.

tandard cancels jand replaces test 11e of IEC 60512-6, issued in 1984, and cons
nical revision:

xt of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1146/FDIS 48B/1196/RVD
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

This p

indicated in the above table.

ublication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2007.

At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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‘Domaine o application et objet

La présente partie de la CEIl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le-pr

pour

essayer des composants électromécaniques du domaine d'application | /du ¢

d'études 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des disppsitifs simi
lorsqy'une spécification particuliére le prescrit.

L'obje

t de cet essai est d'établir une méthode d'essai normalisée pour évaluer dans

mesutle un composant soumis a la moisissure est affecté et de définir les effets de
moisigsure sur le fonctionnement.

1.2

Les d
qui y

Références normatives

bcuments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la réfé
bst faite, constituent des dispositions valables<pour la présente partie de la CEI §

Pour les références datées, les amendements ultétieurs ou les révisions de ces public
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenanhtes aux accords fondés sur la pré

partie
plus r

de la CEIl 60512 sont invitées a rechefcher la possibilité d'appliquer les éditio
Bcentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non daté

dernigre édition du document normatif en-référence s’applique. Les membres de la CEl

I'SO

CEl 6

posseédent le registre des Normesiinternationales en vigueur.

D068-2-10:1988, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai J et

Moisissures

CEIl 40512-1-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesu
Partig 1-1: Examen général — Essai 1a: Examen visuel

CEIl 40512-3-1,.“Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesu
Partiq 3-1: Essais d’isolement — Essai 3a: Résistance d’isolement

2 P

2.1

réparation

escrit,
omité
aires,

quelle
cette

rence
0512.
ations
sente
ns les
es, la
et de

guide:

res —

res —

Préparation du spécimen

Les spécimens doivent étre équipés de leurs accessoires normaux, montés conformément a
la spécification particuliere.

Quand la spécification particuliére le requiert, le spécimen doit étre accouplé et désaccouplé
le nombre de fois spécifié avant I'essai.

Pour

chaque essai effectué, la spécification particuliere doit préciser la condition du
composant, par exemple accouplé ou désaccouplé.
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The fTIIowing normative documents contain provisions whiéh, through reference in thi
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IEC 60512-1-1, Connectors for-electronic equipment — Tests and measureme

Part 1

IEC 60512-3-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measureme

Part 3
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eneral

Stope and object

part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used (for f{
bmechanical components within the scope of IEC technical committee 48, This teg
e used for similar devices when specified in a detail specification.

bject of this test is to define a standard test method to assess the‘extent and the
Ild growth on the functioning of a component submitted to a mould culture.

Normative references

ute provisions of this part of IEC 60512. For dated’ references, subsequent a
to, or revisions of, any of these publicationsy'do not apply. However, part
ments based on this part of IEC 60512 are encouraged to investigate the possib
ng the most recent editions of the normativerxdocuments indicated below. For ur
nces, the latest edition of the normative document referred to applies. Members
O maintain registers of currently valid International Standards.

0068-2-10:1988, Environmental testing — Part 2: Tests — Test J and guidance:
n

-1: General examination'=Test 1a: Visual examination

-1: Insulation tests — Test 3a: Insulation resistance
reparation
Preparation of the specimen

esting
t may

effect

5 text,
mend-
es to
lity of
dated
pf IEC

Mould

nts —

nts —

Speci
detail

ool lo H ol ihletlo o 1 H P | |
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specification.

n the

When required by the detail specification, the specimen shall be mated and unmated as many

times

as specified prior to testing.

For each test carried out, the detail specification shall specify the condition of the component,
for example mated or unmated.
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2.2 Cablage du spécimen

Les spécimens doivent étre cablés conformément a la spécification particuliere.

2.3 Préconditionnement

:2002

Le préconditionnement doit étre d’au moins 1 h, sauf indication contraire de la spécification

particuliére.

3 Méthode d'essai

3.1 Conditionnement

Cet egsai doit étre effectué conformément a la CEl 60068-2-10, Essai J: Moisissures.
La durée de I'’exposition doit étre indiquée dans la spécification particuliere!

3.2 Mesures initiales

— Résistance d’isolement: CEl 60512-3-1, Essai 3a.

3.3 Mesures finales

Les gpécimens doivent étre soumis aux essais suivants, sauf indication contraire
spécification particuliére, et doivent satisfaire aux ekigénces spécifiées dans la spécifi
partictliliére.

— Rdsistance d’isolement: CEl 60512-3-1, Essai 3a;
— Examen visuel: CEl 60512-1-1, Essai 1a.

4 Degtails a spécifier

Quand cet essai est requis par'la spécification particuliére, les détails suivants doiver
précisiés:

a) methode de montagetet'de cablage du spécimen;
b) durée de I’exposifiof;

c) exjgences pourles mesures;

d) tolite dérogation a la méthode d'essai normalisée.

de la
cation

t étre
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